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		AFMシステム

	
	
		
	
		Vero Family AFM

		Vero AFM
	



	
		
		Jupiter Family AFM
Jupiter XR（大型試料対応ステージ型)
	



	
		
		Cypher Family AFMsCypher SCypher ES（環境制御対応）Cypher ES（バッテリーエディション）Cypher ES（ポリマーエディション）Cypher VRS1250（ビデオレート）
	



	
		
		MFP-3D Family AFMsMFP-3D Origin（エントリー）MFP-3D Origin+（スタンダード）MFP-3D-BIO（倒立顕微鏡対応）
	



	



 
	
		アクセサリ

	
	
		
	
		
		JUPITER アクセサリErgo KPFM高電圧オプションAM-FM 粘弾性マッピングモード高速フォースマッピングモード (FFM)磁場印加モジュールNanoRack サンプル引張ステージ走査型キャパシタンス顕微鏡 (SCM)PolyHeater（加熱ステージ）CoolerHeater（冷却/加熱ステージ）液中イメージングコンダクティブ AFM
	



	
		
		Cypher アクセサリblueDrive 光熱励振ナノメカニクス 力学特性・熱特性電気特性・電気化学測定環境制御（温度・ガス・GB）液中イメージング測定
	



	
		
		MFP-3D アクセサリナノメカニクス 力学特性・熱特性電気特性・電気化学測定環境制御（温度・ガス・GB）液中イメージング測定外場印加（引張・高電圧・磁場・光）拡張オプション
	



	
		
		AFMソフトウェアErgo AFM ソフトウェアRelate：電子顕微鏡像/EDS/EBSD/AFMの画像用相関ソフトウェアパッケージ
	



	



 
	
		アプリケーション

	
	
		
	
		
		ポリマー薄膜・コーティング圧電体・強誘電体グラフェン・2次元 (2D) 材料
	



	
		
		生体分子・膜・集合体細胞・組織バイオマテリアル食品科学
	



	
		
		ソーラー・光起電発電・熱電発電エネルギー貯蔵・バッテリー半導体・マイクロエレクトロニクス磁気・データストレージ
	



	
		
		ナノメカニカル特性ナノエレクトリカル特性フォース測定トライボロジーAFM用カスタム計測システムの開発
	



	



 
	
		ラーニング

	
	
		
	
		
		ウェビナー技術資料ライブラリー
	



	
		
		導入事例イメージギャラリー（英語）
	



	
		
		AFMとは？AFMロードマップ
	



	



 
	
		AFMプローブ
	
	
		
	
		
		AFM/SPMプローブストア・
プローブ選択ガイドプローブストアの使い方プローブに関するお問合せAFMプローブキャンペーン
	



	



 
	
		お問い合わせ

	
	
		
	
		セールスサポート

		セールスに関するお問い合わせ機種選定や価格に関するお問い合わせアサイラム・リサーチ事業部について
	



	
		アプリケーションサポート

		AFMに関する技術的なお問い合わせフォーラムサポート
	



	
		サービス・サポート

		サービス契約アップグレードスペアパーツ
	



	
		キャンペーン

		AFMプローブキャンペーン「AFMテストサンプル」 プレゼント
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        404 Page not found


You seem to have entered a URL that doesn't exist on our site. Double check it and try again, or try and find what you are looking for with our search below.


Alternatively feel free to navigate to our home page or contact page if you need support:

Back to Home

Go to our Contact Page
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					Toggle Dropdown
				  
				  	その他ビジネス
	Andor
	Asylum Research
	EBSD
	Imaris
	Magnetic Resonance
	NanoAnalysis
	NanoScience
	Plasma Technology
	WITec | Raman
	X-Ray Technology
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				  	アプリケーション
	Cryogenics
	Batteries & Fuel Cells
	Service Labs & Core Facilities
	Medical Devices & Implants
	Semiconductors & Nanotech Research
	3D/4D Image Rendering
	Agriculture & Food
	Archaeology
	Astroseismology
	Atmospheric Research
	Aurora Borealis
	Automotive/Aerospace & Transport
	Automotive/Aerospace & Transport
	Bacteria
	Balloon Mission
	Battery / Wind / Wave
	Beam Profiling (imag)
	Bio-Materials
	Bioimaging & Life Science
	Biomedical Engineering
	Cameras for Microscopes
	Cancer Diagnosis
	Cell Biology
	Cell Migration
	Chemical Characterisation
	Chemical/Catalysis
	Combustion Studies
	Dark Energy / Dark Matter Studies
	Data Storage
	Data Storage
	Development of Semicon Light Sources
	Developmental Biology
	Disease Diagnosis
	Drug Discovery
	Drug Safety / Efficacy
	Electronics & Semiconductor Packaging
	End Point Detection / Plasma Analysis
	Energy Generation and Storage
	Energy Industry - Nuclear/Solar
	Energy Industry - Nuclear/Solar
	Environmental Science
	EV技術
	Eye / Ophthalmology
	Fluid Studies
	Forensics
	Galaxy Characterisations
	Genotoxicity
	Geology
	Geology/Petrology/Mining
	High Time Resolution Astrophysics
	Immunology
	In-vitro
	Large Model Organisms
	Large Sky Survey
	LED製造・特性評価
	Life Science - Other
	Light Source Characterisation
	Magnetics Ferro- & Piezo - electrics
	Metals, Alloys, Composites and Ceramics
	Microscopy Development
	Mining
	Mitosis Meiosis
	Nanomaterials and Nanostructures
	Neurobiology
	Object Segmentation and Analysis
	Petrochemical
	Pharma
	Pharma
	Photonics 
	Photophysics and Photochemistry
	Plant Research
	Plasma Studies
	Point of Care Diagnosis
	Polymers
	Preclinical
	Presentation of Image Analysis Output
	Quantum Computing
	Quantum Encryption
	Quantum Entanglement Research
	Quantum Gases
	Quantum Technology
	Reactions and Catalysis
	Satellite Mission
	Security and Surveillance
	Semiconductor Defect Analysis
	Service Labs & Core Facilities
	Solar / Photovoltaics
	Solar Studies
	Solid Dosage Form QC
	Space Debris / Satellite Tracking
	Stand-off Chemical Sensing
	Stem Cell / Organoids / Organogenesis
	Structural Materials: QC & FA
	Structural Materials: R & D
	Supernova Detection
	Surgical Cancer
	Tissue Culture
	Tissue Slice Preps
	Vascular Research
	Viruses
	Whole Organ
	X線回折分析
	X線蛍光分析、X線撮影、CT
	Yeast and Fungus
	アグロケミカル・シード研究
	アスベスト分析
	エネルギー貯蔵
	エレクトロニクスX線検査
	カスタムAFM開発
	グラフェン・2次元 (2D) 材料
	ケミカル・分子構造測定
	コンポジット・構造
	コーティング＆薄膜
	スペックルイメージング
	ソーラー、太陽光発電、熱電
	デバイス製造
	トライボロジー
	ナノエレクトリカル特性
	ナノカーボン，グラフェン
	ナノマテリアルの成長と特性評価
	ナノメカニカル特性
	バイオMEMS
	バッテリー技術
	ピエゾ・強誘電体
	フォース測定
	フッ素分析
	ポリマー添加剤の分析
	ポリマー（高分子）の物性測定
	モジュール式光学分光法
	モジュール式顕微分光法
	ロックコア分析
	ロックストレス応答性
	不正物質の高速解析
	低次元構造の物性評価
	偽造医薬品
	充填特性評価
	光学イメージングシステム
	医療用X線分析
	半導体・マイクロエレクトロニクス
	半導体＆太陽電池
	原位置化学反応測定
	品質管理・ケミカル判定
	土壌・トレース分析
	土壌汚染
	地球近傍天体・宇宙ゴミ
	地球近傍天体・宇宙ゴミ
	大気深宇宙イメージング
	太陽光発電技術
	太陽天文学
	太陽系外惑星探査
	太陽電池｜構造特性評価
	射撃残渣分析
	層状高分子構造のイメージング・故障解析
	摩耗分子分析（ジェットエンジン）
	故障解析
	材料科学
	検査・プロセス制御
	構造部材・コンポーネント
	機械・電子特性
	清浄度管理
	清浄度管理-自動車
	環境汚染物質分析
	生体分子・膜・集合体
	生体材料
	生命科学
	産業用非破壊検査
	産業発電用材
	磁気・データストレージ
	科学捜査
	積層造形（3Dプリンター）
	細胞・組織
	考古学＆美術
	自動車用エンジン
	自動車用センサ
	自動車用タイヤ
	蛍光X線分析
	蛍光X線膜厚測定
	蛍光顕微鏡
	補償光学
	製薬＆化粧品
	触媒材料の特性評価
	量子伝導測定
	量子光学
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	鉱物
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	食品
	食品安全
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